
 
 

Jandel Multiposition 4 Point Probe 
 

簡介: 
1. 有 6＂與 8＂機種 

2. Light Shield 可針對光敏感的樣品，避免下針時光電流影響阻值的正確性 

3. 簡單、方便操作，符合 ASTM F81-F89 sample plan C。 

4. Multi-Probe station 有微調鈕可精確定位，位置精度 1mm 以內。 

5. 量測範圍可從 0.001~1000000 ohm/sq。 

6. RM3 附有 100 ohm 的電阻器可供校驗與精度測試。 

7. RM3 有自我校正功能。 

8. 備有 Rs-232 與 USB 可供輸出到電腦。 

9. 本機型不含針頭，需另外加購。 

 

 


